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URZADZENIE DO POMIARU ODCHYIXKI GRUBOSCI ELEMENTOW PZASKICH

Przedmiotem wynalazku Jest urzgdzenle do pomiaru odchyrki grubodci elementdw pZaskich
zwraszcza prostokgtnych i okragiych,

W znanych urzadzeniach badany element ukiadany jest na praskim stoliku pomiarowym
pod ruchomg korcdwks czujnika pomiarowego. W momencie pomiaru koricéwka czujnika pomiarowego
dociskana Jjest do powierzchni badanego elementu. Przez wciskanie elementu na pozycjg pomia-
rowa nastepuje szybkie zusywanie sile koricowkl pomiarowej) jak i niszczenie powierzchni sto-
lika. Ponadto pomiar elementéw odksztaiconych np. wklgs¥ych obarczony jest blgdem wynikajg-
cym 2z przyJecia niewlaéciwej ptaszczyzny odniesienia,

Znane sg réwniez urzgdzenia, w ktérych zamiast nieruchomego ptaskiego stolika stosuje
sie sztywno zamocowang koricéwke umieszczong przeciwsobnie z koricéwkg czujnika pomiarowego,
ktére zamocowane sg w jednym elemencie zawieszonym na uktadzie sprezyn ptaskich, I w tym
przypadku konlecznosé wsuwania elementu miedzy koricéwki powoduje ich intensywne zuzywanie sig,
przy czym wynik pomiaru obarczony Jest biedem wynikajgcym z poprzecznego przesuwania sig
koricéwki czujnika pomiarowego podczas operacji wsuwania badanego elementu.

Istota urzadzenia polega na tym, %e jest ono wyposazone w wysuwany przez otwér w sto-
liku pomiarowym trzpien z osadzong obrotowo na jego drugim koricu rolkg toczgcg sie¢ po skosie
krzywki uloZyskowane] w prowadnicy kulkowej korzystnie jednoczesdnie z krzywkg ukiadu steru-
jacego ruchem koncéwkl pomiarowej tak, %Ze w momencie pomiaru badany element znajduje sig
miedzy stykajacyml sie z jego powierzchniami koricéwkg pomlarowg i gérng koricéwks trzpienia,

Zgodnie z wynalazkiem ukiad sterujgcy wyposazony Jest w suwak z zamocowang obrotowo
w jego dolne] czesci rolksg toczacg sie po skosie krzywki, dociskajgcy w momencie pomiaru
koricéwke czujnika pomiarowego i1 korcéwke pomiarowg.

W czasie pomlaru ruch krzywki powoduje nieznaczne wysuniecle zakoriczonego sferg trzpie-
nia ponad powierzchnie stolika. Trzpier dosuwany jest przez otwdr do lezgcego nieruchomo
na powlerzchni stolika mierzonego clementu jednoczesnie z dosunigciem do niego koricéwki
pomiarowej.

Dzieki tak skonstruowanemu urzadzeniu mozliwy Jest pomiar odchyiki grubosci zardwno
elementdéw wklestyth jak i zwichrowanych a takze elementéw o nlerdwnolegiych piaszczyznach,
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Ponadto umieszczenie czujnika pod ramieniem suwaka umozliwia sprawdzanie elementéw o dowol-
nych ksztartach navet o duzym rozrzucle mierzonego wymiaru wymagajacych duzego zakresu prze-
suwu suwaka odwodzacego koricowke pomiarows bez groZby zniszczenia korcdéwki czujnika pomiaro-
wego. Odwodzenie koricéwki pomiarowej i ruch trzrienla pozwala na swobodne wprowadzanie i
odprowadzanie sprawdzanych elementéw bez grozby uszkodzenia ich rowierzchni, Wyeliminowane
-sostalo niekorzystne zJawisko "zbijanla" koricéwek pomiarowych jak rdwniez wyeliminowany zos-
tal biad wynikajlgcy z poprzecznego przesuwania koricéwek., Dodatkows zaleta jJest mozliwosé
stosowania pZaskich krzywek napedowych przemieszczajJacych sle liniowo dzigki zastosowaniu
prowadnic kulkowych, .

Przedmiot wynalazku uwidoczniony Jest w przykiadzie wykonania na rysunku przedstawia-
Jacym w ujqéiu schematycznym urzgdzenle 2z boku w czgéciowym przekroju.

Mierzony element A spoczywa na stoliku pomiarowym 1 wmontowanym w korpus urzgdzenia 2,
Vlysuwany przez otwér w korpusie 2 i stoliku pomiarowym 1 trzpien 3 ma na drugim koricu zamo-
cowany oé 4, na ktdrej osadzona jest obrotowo rolka 5 toczgca sie po skosie krzywki 6 proe
wadzonej w prowadnicy kulkowej 7 przytwierdzonej do korpusu 2, Trepien 3 wraz ze sprezyng 8
oprierajacg si¢ jednym koricem o korpus 2 a drugim o koinierz na trzpieniu 3 umieszczony jest
suvliwie w kubku 9 przymocowanym do korpusu 2. Nad trzpieniem 3 w jego osi znajdujle sie
koricéwka pomiarowa 10 przytwierdzona trwale do wysiggnika suwaka 11, Suwak 11 ulozyskowany
Jest w prowadnicy kulkowej 12 przymocowanej do korpusu 2, Do prowadnicy 12 przymocowany jest
czu)nik pomiarowy 13, ktérego koricéwka znajduje sie pod ramieniem suwaka 11. Do ramienia
suwaka 11 przytwierdzona jest jednym korcem sprqzyﬁa 14, ktére) drugi koniec przytwierdzony
Jest do rrowadnicy 12, W dolne) czesci suwaka 11 umocowana jest odka 15, na ktorej osadzona
Jest rolka 16 toczgca sie po skosie krgywki 17 prowadzonej w prowadnicy kulkowej 7 1 polgczo=-

nej nierozlacznie z krzywka 6.
Dla przeprowadzenia pomiaru odchyiki grubodci mierzonego elementu A zespd¥ krzywek € 1 17

prezesuwany jest w kierunku B, Spowcduje to przesunigcie sie trzpienia 3 po skosie krzywki 6
w dolne polozenie pod dziaraniem sprezyny 8. Réwnoczesdnie krzywka 17 spowoduje przesunigcie
w gérne polozenie suwaka 11, W tym momencie mierzony element A wprowadzony jest nad otwér
w stoliku pomiarowym 1. Nastgpnie zespél krzywek 6 i 17 przesuniety zostaje w kierunku C,

W efekcle trzpiler 3 wysunigty zostaje z otworu w stoliku 1 na wysokodé zadang zarysem krzywki 6.
Wysuwajqcy sie z otworu trzpier 3 nieznacznie uniesie mierzony element A, Jednoczesnie
krzywka 17 za romocy spreiyny 14 spowodule opadnigcie suwaka 11 a tym samym koricéwka pomia-
rowa 10 dociénie mierzony element A do gérnej koricéwki trzpienia 3., Réwniez w tym samym
momencie‘ramiq suwaka 11 wcidnie koncéwkg czujnika pomiarowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do pomiaru odchylki grubodcl elementéw praskich umieszczanych kolejno na
stoliku pomiarowym pod odwodzong koricéwka pomiarowa, znamienne tym, Ze mawysu-
wany przez otwér w stoliku pomlarowym /1/ trzpied /3/ z osadzona obrotowo na jJego drugim
koricu rolkg /5/ toczgcg sie po skosie krzywki /6/ ulozyskowanej w prowadnicy kulkowej /7/
korzystnie Jednoczeénie g krzywks /17/ ukladu sterujacego ruchem korcéwki pomiarowej /10/,
tak, 2e w momencie pomiarh badany element/A/ znajduje si¢ migdzy stykalacymi sig z Jego
powiergchniami koncéwks pomiarowa /10/ i gérna koricéwkg trzpienia /3/.

2, Urzgdzenie wedtug zastrz, 1, znamienn e t y m , e uk?ad sterujgcy wyposa-
sony jest w suwak /11/ z zamocowang obrotowo w Jego dolnej cz¢éci rolkg /16/ toezaca siério
skosie krzywki /17/, dociskajacy w momencie pomiaru koricéwke czujnika pomiarowego /13/

i koricéwke pomiarowg /10/. -
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